Zalacznik nr 5 do SWZ
Opis przedmiotu zamdéwienia

oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
CRZP/49/009/D/24, ZP/38/WETI/24

DOSTAWA STOLIKA NA PROBKI DO UKLADU

METALOGRAFICZNEGO PRZYGOTOWANIA PROBEK METODA

SCIERANIA JONOWEGO
DLA WYDZIALU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI |
INFORMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ.

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa stolika na prébki do uktadu metalograficznego
przygotowania prébek metoda Scierania jonowego (Broad lon Beam)

Dostawa obejmuje: 1 sztuke.

Wymagane parametry:

3-osiowy stolik na probki — ruch X: +/- 5 mm: dostep do kontroli, kiedy prébka jest w
komorze

Ruch Y : +/- 1 mm, pozycja ciecia, dostep do kontroli prébki, kiedy probka jest w
komorze

Ruch Z : 0 do 6 mm — mozliwe 2 prébki dla wymiaru max. 50 x 50 x 5 mm

2 probki dla wymiaru max. 50 x 50 x 10 mm

5 sztuk masek

Gwarancja co najmniej 12 miesiecy.

Stolik musi byé kompatybilny z urzagdzeniem do $cieniania jonowego Leica TIC3X.



